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Abb. 12.30. Anordnung von uv. Laue. Friedrich und
= Knipping zur Erzeugung von Kristallinterferenzen
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Abb. 12.31. Laue-Interferenzen mit einer parallel zur
Wiirfelfliche gespaltenen NaCl-Kristallplatie. (Aus R.
W Pohl. Optik und Atomphysik). Die oben angegebenen
Zahlentripelsind die Millerschen Indizes der Netzebenen.
an denen ein passender Wellenlidngenbereich reflektiert
wird
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Abb. 534.. Oben: Debye-Scherrer-Verfahren zur Bestimmung des Gitter-
baues von Kristallen. Unten ist das Beugungsbild auf dem abgewickelten
Film dargestellt

Abb. 535, Debye-Scherrer-Diagramm von MgO mit den zu den Beugungsringen gehérenden Laue-Indizes der Flg. 4-5 (A VV )

.,spiegelnden** Netzebenen
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FIGURE 5-6 Testing the deBroglie equation for
nonrelativistic electrons.
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- Elektronen werden nur von Oberflachenatomen gestreut
- Die Beugungsbedingung entspricht Bragg mit 6 = 90° — ¢/2 und d = d' sin(¢/2)




Vergleich Rontgenbeugung und Beugung von Teilchenstrahlen
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TyPICAL PARAMETERS FOR QUR Na AND Na, SOURCE
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Interferenzvorgang. (Mit freundlicher Genehmigung durch ,,The New Yorker:. Zeichnung

Charles Addams; © 1940, 1968 The New Yorker Magazine, Inc.) :
Fig. 4-14 (AW)



Elelektronenguelle

L rchiguelie
Kondensarspule Kondensor
Obrekt Obyexi
Obrektivspule Jbyektiv
Beob.

Zwischenbild Mikraskop Zwischenbild
Frojektionsspule Prajektions -

i linse
Endbild 1 Endbild

Abb. 402. Elektronenmikroskop mit magnetischen Linsen, daneben Strahlengang im optischen Projektionsmikroskop

Gerthsen, Physik, 13. Aufl.
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FIGURE 27-16 Scanning
clectron microscope. Scanning couls
e an electron beam back and
forth across the specimen. Secondary
electrons produced when the beam
stnkes the specimen are collected
and modulate the intensaity of the
beam in the CRT 1w produce a
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